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Seminare fiir berufliche Weiterbildung e V.

Grundlagen des Versicherungsaufsichtsrechts

Referent
RA Frank S. Diehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt fir Steuerrecht, axis
BERATUNGSGRUPPE

Termin
Donnerstag, 20.10.2016, 09.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter von Erst- und Ruckversicherungsunternehmen,
die in ihrer taglichen Arbeit mit versicherungsaufsichtsrechtlichen Fragestellungen befasst
sind.

Inhalt
Einflhrung in das aktuelle Versicherungsaufsichtsrecht nach der Umsetzung von Solvency
Il

Thematisiert werden die europaischen Vorgaben zu Solvency Il und die Umsetzung durch
die 10. VAG-Novelle. Ausgehend vom europaischen Rechtssetzungsverfahren und dem
europaischen Rechtsrahmen wird die Umsetzung in deutsches Recht sowie der Wechsel
von der bisherigen normenbasierten Aufsicht zur prinzipienbasierten Aufsicht und deren
Einbindung in das deutsche Rechtssystem beleuchtet.

Die Teilnehmer sollen fiir das neue Aufsichtsregime und seine Auswirkungen fur die Praxis
sensibilisiert werden. An Hand von praxisrelevanten Fragestellungen wie dem Fit & Proper
Test fur Schlusselpersonen oder neuen Fragestellungen beim Outsourcing wird das neue
Aufsichtsrecht veranschaulicht.

Arbeitsunterlagen
Foliensatz

Studienbescheinigung
Wird den Teilnehmern am Ende des Seminars ausgehandigt.

Seminargebir
390,00 € einschlief3lich Seminarunterlagen

ivw-academy - Die WISSENSwerkstatt der Versicherungswirtschaft

Seminarnummer
16/054

Seminargebuhr
390,00 €

Termin
20.10.16 (09.30 - 17.30 Uhr)

Ort
Kéln

ivw-academy
Die WISSENSwerkstatt
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ivw-academy
Seminare fir berufliche
Weiterbildung e.V.

am Institut fur Versicherungs-
wesen der TH Koln -

Eine Einrichtung von
Professoren des Instituts fiir
Versicherungswesen und
erfahrenen Praktikern aus der
Versicherungswirtschaft.

Geschéftsstelle
Direner Str. 295-297
50935 Koln

Telefon: +49 (0) 221 / 4743-444
Telefax: +49 (0) 221/ 4743-498

seminare@ivw-academy.de
www.ivw-academy.de

Sitz Kdéln - Vorstand:
Prof. Dr. J. Axer, E. Froitzheim,
R. Geiersberger



